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DEPARTAMENTO     QUÍMICA 2019 

QUI 2527 Métodos Espectrométricos II (Espectrometria de Emissão 

Óptica e de Massas com Plasma Indutivamente Acoplado 

ICP OES e ICP-MS) 

 CARGA HORÁRIA TOTAL: 03 h semanais CRÉDITOS: 3 

 PRÉ-REQUISITO(S)::  O aluno deve ser matriculado na disciplina QUI 2741 

 
OBJETIVOS: 

 

Apresentar e discutir os fundamentos teóricos dos métodos espectrométricos de 
análise inorgânica com plasma indutivamente acoplado: ICP OES e ICP-MS. 

EMENTA: Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP 
OES): Espectros; Instrumentação (fontes de excitação, sistemas ópticos, detecto-
res, sistemas de introdução de amostras); interferências espectrais e não-
espectrais; técnicas de calibração; parâmetros de mérito; aplicações da ICP OES.  
Espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS): Princí-
pios teóricos; instrumentação (plasma, interface, separadores de massa, detecto-
res); interferências em ICP-MS; técnicas de calibração e diluição isotópica; intro-
dução de amostras líquidas e sólidas em ICPMS (micro-amostragem, introdução 
discreta de amostras, análise por injeção em fluxo (FIA), ablação a laser, vaporiza-
ção eletrotérmica (ETV)); técnicas hifenadas para análise de especiação (croma-
tografia, eletroforese capilar); parâmetros de mérito; aplicações. 

PROGRAMA De acordo com a ementa apresentada. 

AVALIAÇÃO Duas provas escritas. A nota final será calculada pela média dos dois graus. 
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